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Mikroskopia elektronowa skaningowa (SEM) pozwala obrazowac topografie powierzchni czy
nanostruktury — umozliwia kontrole jakosci wyhodowanych nanorurek bgadz nanodrutow.
Natomiast mikroskopia elektronowa transmisyjna (TEM) jest technikg badania materiatéw, ktéra
pozwala obserwowac ich strukture wewnetrzng na poziomie atomowym. W szczegdlnoéci
dotyczy to potprzewodnikowych struktur wielowarstwowych, ktorych wtasciwosci fizyczne zalezg
od obecnosci defektdédw i w powierzchniach granicznych i grubosci poszczegdlnych warstw.
Omowione zostang zasady funkcjonowania mikroskopdw, tryby ich pracy, techniki preparatyki
probek do TEM, oraz przyktady obrazéw réznych struktur i materiatéw pdtprzewodnikowych.

Szkota odbywa sie dzieki wsparciu projektu POKL UDA — POKL.04.01.01-00-100/10 "Chemia,
fizyka i biologia na potrzeby spoteczenstwa XXI wieku: nowe makrokierunki studiéw I, I1i 11l
stopnia" prowadzonemu na Wydziale Chemii UW.
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